Anbietername

Ort, Datum

Unterschrift Name

Bitte beachten Sie:

In dieser Tabelle diirfen Sie NUR FOLGENDE ANGABEN machen:

- Anbietername /Ort und Datum / Unterschrift / Name

- entweder JA oder NEIN bzw. ankreuzen oder abhaken bei den aufgelisteten Kriterien
(Die Anzahl der zu beantwortenden Kriterien ist im roten Feld ersichtlich)
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Vergabeverfahren:
Verhandlungsvergabe (Vhv)

Verfahrensnummer:

Vhv 145_26 UFZ ID968

Mit lhrer Unterschrift bestatigen Sie lhre Aussagen zu den
23 gelisteten Mindestkriterien, akzeptieren die Vorgaben
und Bedingungen des Dokumentes:
<03_02_Aufforderung zur Angebotsabgabe Vhv 145_26 UFZ
ID968> und bestatigen, dass alle bestatigten
Mindestkriterien in lhrem Angebot enthalten sind.

Sollten Sie zu den Kriterien Anmerkungen machen wollen,
so sind diese auf einem GESONDERTEN Blatt bzw. im
Anschreiben zu machen.
° Die Nichterfullung geforderter Mindestkriterien

flhrt zum Ausschluss aus dem Verfahren.
° Eine Anderung der Ausschreibungsunterlagen fiihrt

zum Ausschluss aus dem Verfahren!

Anzahl der zu erfiillenden Mindestkriterien: 23 JA NEIN
Pkt. Anforderungen an Betriebssystem, Soft- und Hardware: Pkt. | 1.0
Die angebotene Auswerte- und Steuer-Software ist geeignet fiir und kompatibel zu einem im UFZ
Pkt. vorhandenen PC/Notebook, welcher als Betriebssystem eine OEM-Windows-Professional-Installation ab
Version 11 besitzt.
Eine leistungsfahige Steuer- und Auswerteeinheit bestehend aus dem eigentlichen PC, einem
okt Flachbildschirm, einer Maus, und einer Tastatur mit deutschem Tastaturlayout, welche den
' Anforderungen zur Steuerung des Systems und der Auswertung aller anfallenden Daten entspricht, ist
enthalten und fir das in Punkt 1.1 genannte Betriebssystem geeignet.
Eine installierte und dauerhaft lizensierte Steuer- und Auswertesoftware, welche den Anforderungen an
Pkt. die vollstandige Steuerung des Systems und der umfassenden Auswertung der anfallenden Daten
entspricht, ist Bestandteil des Angebotes und fiir das in Punkt 1.1 genannte Betriebssystem geeignet.
okt Die im Punkt 1.3 benannte Software unterstiitzt kombinierte Messung von Absorption, Fluoreszenz und
' Lumineszenz in einem Mess-Script.
okt Die im Punkt 1.3 benannte Software unterstiitzt Setting-Kontrolle aller Parameter innerhalb einer
' einheitlichen Software-Oberflache.
Pkt. Folgende Anforderungen an das System/Gerat werden vollumfinglich erfiillt: Pkt. | 2.0
okt Das angebotene System hat einen maximalen Platzbedarf von:
' Breite x Hohe x Tiefe: 500 mm x 600 mm x 600 mm
okt Das angebotene System verfligt tiber eine gradgenaue Temperaturkontrolle von 4 bis 42°C und besitzt
' eine Deckelheizung gegen Kondenswasserbildung.
Pkt. Das angebotene System ermdglicht Lineares und Orbitales Schiitteln.
okt Das angebotene System ist fiir folgende Plattenformate geeignet und kann diese korrekt messen: 6 -96
' Well-Platten, sowie die benannten Well-Platten mit Deckel bis zu einer Hohe von 23mm.
Pkt. Das angebotene System ermdglicht Mehrfachmessungen pro Well mit mehreren Messpunkten.
Pkt. Fluoreszenzmessungen: Pkt. | 3.0
okt Das angebotene System verfligt im Bereich Fluoreszenz liber einen Wellenlangenbereich von 230 bis 850
' nm, welcher in 1 nm Schritten frei einstellbar ist.
Hochsensitiver Fluoreszenzdetektor, z. B. auf PMT-Basis, mit hoher Empfindlichkeit im UV-/blauen sowie
Pkt. im roten bis fernroten Spektralbereich zur zuverlassigen Detektion auch schwacher Fluoreszenzsignale
und zur sensitiven Quantifizierung relevanter Zellkultur-Assays.
Pkt. Das angebotene System verfligt liber eine automatisierte Z-Fokussierung.
okt Das angebotene System arbeitet bei der Fluoreszenz-Anregung und -Emission mit einem
' Doppelmonochromatorsystem und verfiigt insgesamt Giber 4 Monochromatoren.
Pkt. Absorption Pkt. |1 4.0
Pkt. Das angebotene System besitzt einen modulspezifischen Detektor: UV-Silizium-Fotodiode
okt Bezliglich der Absorbtion verfligt das angebotene System liber einen Wellenlangenbereich von 230 - 1000
' nm, welcher in 1 nm Schritten einstellbar ist.
okt Bezuglich der Absorbtion verfligt das angebotene System tiber einen Wellenlangengenauigkeit von +/- 0,3
' nm far Wellenlangen unter 315nm, daruber +/- 0,5 nm.
Pkt. Bezliglich der Absorbtion besitzt das angebotene System einen Messbereich zwischen 0 - 4 OD.
okt Bezlglich der Absorbtion verfligt das angebotene System lber eine Doppelmonochromatorsystem mit
' insgesamt 4 Monochromatoren.
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Anzahl der zu erfiillenden Mindestkriterien: 23 JA

Pkt.

Lumineszenz

Pkt.

5.0
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NEIN

Pkt.

Das angebotene System besitzt beziiglich der Luminestenz einen modulspezifischen Detektor-
Photonencounter und liefert absolute statt relativer Messwerte.

Pkt.

Bezliglich der Lumineszenz besitzt das angebotene System eine optimierte Messoptik fiir die
Plattenformate: 6-, 12-, 24-, 48-, 96-Wells.

Pkt.

Das angebotene System besitzt im Bereich Lumineszenz eine eigenstandige Messeinheit, welche
unabhangig von anderen Messmodulen ist.

Pkt.

Das angebotene System verfligt flir die Lumineszenzdetektion tiber einen dynamischen Bereich von
mindestens 10°, entsprechend neun GréRenordnungen, um eine zuverldssige Erfassung von sehr
schwachen bis sehr starken Lumineszenzsignale sicher zu stellen.

Diesbeziiglich ist ein Nachweis durch technische Herstellerangaben in den Angebotsunterlagen zu
erbringen.
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